_ KIMYASAL SU ANALIZLERI LABORATUVARI KULLANIM AMACLI
YUKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFI (HPLC) CIHAZI TEKNIK
SARTNAMESI

1. KONU

Halk Saghgn Genel Miidirligi, Halk Saghg:i Referans Laboratuvarlar1 Dairesi
Baskanlign, Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarlarimin laboratuvar faaliyetlerine yonelik
calismalarinda kullanilmak iizere, 1 (bir) adet Yiiksek Performansh Sivi Kromatografi
(HPLC) cihaz1 satin alinacaktr.

2.  GENEL OZELLIKLER

Cihaz, igme kullanma, kaynak, dogal mineralli, diyaliz, ¢evre ve kaplica sularinda kalinti
diizeyinde florenten, benzo(b)florenten, benzo(k)florenten, benzo(a)pyrene,
benzo(ghi)perylene, indeno(1,2,3-cd)pyrene, acenaphthene, acenaphtylene, anthracene,
benzo(a) anthracene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, naphthalene, phenanthrene
ve pyrene polisiklik aromatik hidrokarbonlarin (PAH) analizine uygun olmali ve agagidaki
kisim ve pargalardan olugmalidir.

2.1. Biitiin sistem 220 (£10) Volt 50 Hz elektrik akim ile ¢alismalidir.

2.2. Sistemi olusturan tiim modiiller voltaj adaptériine ihtiyag duymadan ¢aligabilmelidir.
Ayrica, elektrik kesilmelerinde hafizadaki bilgilerin silinmesine karg1 korumali olmalidir.

2.3. Cihaz, yedek parga ve aksesuarlar ile diger ozellikleri agisindan bir biitiin olarak
iiretilmis orijinal pargalardan olusan en yeni model olacaktir. Cihazin donanim ve yazilim
ayarlar1 yapilmus olarak teslim edilmelidir.

2.4. Sistemi olusturan pompa, oto drnekleyici ve dedektdr iiniteleri tamamen modiiler
yapida olmal ve sisteme istenildiginde aym iretici firma tarafindan temin edilecek ve aym
yazilim iizerinden kontrol edilecek CAD veya ELSD veya Elektrokimyasal veya Kiitle, Kiitle-
Kiitle, UV ve Refraktif Indeks dedektérleri takilabilmelidir.

2.5. Sistemi olusturan modiiller herhangi bir kontrol iinitesine ihtiyag duymadan
dogrudan bilgisayara ethernet protokolii veya USB (2.0) data kablosu veya network ve server
{initesine TCP-IP protokolii ile baglanabilmelidir.

2.6. Cihaz ile birlikte standart aksesuarlar, baglanti pargalari, baglanti kablolar ve

emniyetli calistinimasi igin gerekli aksesuarlar ile eksiksiz olarak verilecektir.

398



2.7. Sistem iiretici firma tarafindan orijinal HPLC olarak dizayn edilmig olmali ve tim
donanim ve yazihim ayarlari yapilmis olarak teslim edilmelidir.
2.8. Cihaz upgrade edilmemis orijinal model olmalidir. Cihazda, kullamlan parcalar
(gradient pompa, otoenjektdr, kolon firmi ve dedektdr) aym marka olmalidir.
Sistem asagida verilen kisimlar igermelidir:
e 1 adet Dortlii Gradient Pompa ve Entegre Vakum Degasser Unitesi veya harici
vakum degasser iinitesi

Solvent Rack Unitesi

1 adet Otomatik Enjeksiyon Sistemi
1 adet kolon firin {initesi

1 adet Diode Array Dedektor (DAD)
Floresans Dedektor (FLD)

1 adet Orijinal Lisansh Yazilim

1 adet bilgisayar sistemi ve lazer jet yazici,

Cihazin c¢alismasi igin gerekli tiim baglanti aksesuarlari ile laboratuvarda
kullanilacak ekipman, kimyasal madde ve sarf malzemelerden olusacaktir.

2.9. Bir biitiin olarak cihazin tim fonksiyonlar: tek bir bilgisayar tinitesi tarafindan
programlanip kontrol edilecek, ayrica tim veriler baska bir bilgisayar {nitesine ihtiyag
duyulmadan saklanacak ve her tiirlii veri islemi yapilacaktir.

2.10. Self-testing dzelligi sayesinde cihaz her agiliginda kendini test ederek kullaniciya
bilgi vermelidir ve herhangi bir ariza durumunda kullanictyr uyarmaldir. Cihaz {izerindeki

hafiza (Logbook) igerisine, olugan arizalar tarihleri ile birlikte kayit edebilmelidir.

3. POMPA UNITESI (DORTLU GRADIENT POMPA

3.1. Pompa bilgisayar tarafindan kontrol ve komuta edilebilmelidir.

3.2. Pompa sistemi, gift pistonlu ve seri baglantili veya paralel olarak dizayn edilmis
olmalidir.

3.3. Pompaya hava kabarciklarini dnleyen en az dort kanalli vakum degazeri, sisteme
entegre veya cihazin farkli bir boliimiinde harici olarak bulunmalidur.

3.4. Pompa sistemi tekli (izokratik), ikili, tiglii ve dortlii karisim yapabilmelidir.

3.5. Pompa akis aralig1 0,001-5 ml/dk arasinda ve 1 pL/dk araliklarla ayarlanabilmelidir.
Pompanin akis hizi arasinda 0,001 ml/dk artislarla set edilebilir olmalidur.
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3.6. Pompanin maksimum ¢aligma basinci en az 800 bar olmahdir.

3.7. Pompa akis hiz1 dogrulugu en fazla + 1 % olmalidir.

3.8. Akis kararlhlign en fazla % +0.075 RSD veya en fazla 0.02 min SD’den daha diisiik
olmalidur.

3.9. Titresim basinc1 en fazla 1.0 % veya en fazla 0.5 MPa’ dan kiigiik olmalidir.

3.10. Pompa gradient dogrulugu en fazla + 0.5 % veya gradient konsantrasyon dogrulugu
+ 0.5 % olmalidir.

3.11. Pompa gradient hassasiyeti 0.15 % SD kiigiik veya akis iz hassasiyeti < 0.06
%RSD olmalidir. Bu &zellik brosiirde veya demo ve muayene asamasinda gosterilmelidir.

3.12. Hava alma islemi elektronik kontrollii veya otomatik purge opsiyonlu olmalidir.

3.13. Mobil fazin sikistirilabilirligi kullame: tarafindan kullamlan solvente gore
ayarlanabilmelidir veya sikigtirilabilirlik telafisi tam otomatik, mobil faz bilesiminden bagimsiz
olmalidur.

3.14. Diisiik akis ve yiiksek dedektor hassasiyeti gereken analizler igin standart olarak
pompa igerisine entegre en az 4 kanalli dahili veya harici vakum degazer i¢ermelidir.

3.15. Pompanin pH ¢alisma aralif1 en az 2-12 olmahdir.

3.16. Gradient diisiik basingta, proportioning valf ile yapilmalidir.

3.17. Minimum bakim maliyeti ve uzun émiir elde edilmesi amaciyla pompa baslari
titanyumdan veya Hastelloy C veya SST ve pompa pistonlar safirden veya zirkonyum
seramikten imal edilmis olmalidur.

3.18. Sizint1 sensdrleri olmalidir. Sistem herhangi bir kagak/sizinti durumunda cihaz
{izerinde LCD ekran veya bilgisayar {izerinde hata mesaj: vererek kullaniciy1 uyarmali ve uyari
sonucunda akis1 otomatik olarak durdurabilmeli veya sistemi otomatik olarak kapatabilmelidir.
Sistemi korumak amaci ile maksimum ve minimum basing degerleri verilmeli ve basing
degerlerinin altina diistiigiinde veya iistiine ¢iktiginda pompa otomatik olarak stop etmeli veya

istege bagli olarak akis hizim yariya indirmeli ve kullaniciyr uyarmahidir.

4. OTOMATIK ENJEKSIYON SISTEMI (en az 800 Bar)

4.1. Otodrekleyici en az 800 bar galigma basincina uygun olmali ve enjeksiyon
yapabilmelidir.

4.2. Otoornekleyici bilgisayar tarafindan kontrol ve komuta edilebilmelidir.

4.3. S1zint1 durumunda kullaniciy1 uyarmal ve akisi durdurmahidir.
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4.4. Enjeksiyon, 0,1 pL araliklarla 0,1-100 pL arahiginda yapilabilmelidir. Gerekli
modifikasyon ile 100 pL'ye kadar enjeksiyon yapabilmelidir. 100 pL enjeksiyon i¢in gerekli
tiim malzemeler verilmelidir.

4.5. Enjeksiyon hacim kesinligi 0.25 % RSD den kiigiik veya enjeksiyon hacim
dogrulugu < 1 % (5pL enjeksiyonda, n=20) olmalidir

4.6. Numune bolmesi sicaklik aralig1 4-40 °C arasinda olmalidur.

4.7. Numune bdlmesi sicaklik stabilitesi en fazla +2 °C veya olmalidir.

4.8. Sistemde en az 25 pL standart loop olmalidir. Ayrica 100 pL enjeksiyon igin ilave
loop verilmelidir.

4.9. Sirali numunelerin birbirine karigma (carryover) degeri en fazla %0.004 olmalidur.

4.10. Numune kapasitesi 1,5 mL veya 2 mL viallere uygun 4 adet tepsi toplamda 216
adet kapasiteli veya 2,0 mL viallere uygun 2 adet tepsi toplamda 96 adet kapasiteli veya 3 adet
tepsi toplamda 162 adet kapasiteli olmalidir. Bu kapasite igin aksesuar gerekli ise verilmelidir.
Istenildigi takdirde deep well plate igin tepsiye sahip olmalidir.

4.11. Numune traylerini otomatik tanimalidir.

5. KOLON FIRINI UNITESI

5.1. Kolon firin sicaklik aralig1 +5°C ve +85°C arasinda 1°C’lik artislarla ayarlanabilmelidir.

5.2. Sicaklik stabilitesi veya kesinligi en fazla + 0.1°C olmahdir.

5.3. Sicaklik dogrulugu en fazla +0.5 °C arasinda olmalidir.

5.4. Kolon firim 20 °C’den 50 °C’ye 15 dk i¢inde veya ortam sicakligindan 40 °C’ye 5
dk i¢inde 1sitmalidir. Bu ézellik brogiirde veya demo ve muayene agamasinda gosterilmelidir.

5.5. Kolon firinin 50 °C’den 20 °C’ye 20 dk i¢inde veya 40 °C’den 20 °C’ye veya ortam
sicakhigma 15 dk igerisinde sogutmalidir. Bu ozellik brogiirde veya demo ve muayene
asamasinda gosterilmelidir.

5.6. Sicakligin homojen dagilimi igin durgun hava veya basingli hava modlar ile
calismali veya fan sistemi veya blok 1sitma tipinde olmalidir.

5.7. S1zint1 sensorii olmalidir. Sizinti durumunda kullaniciyr uyarmalidir ve sistemi

durdurabilmelidir.

5.8. 30 cm boyunda 2 adet kolon takilabilme kapasitesine sahip olmalidir.
5.9. Istenildigi valf eklenebilmelidir.
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6. FLORESANS DEDEKTOR

6.1. Dedektor programlanabilir “concave holographic grating” veya EM/EX grating
sistemli ¢alismalidir.

6.2. Dedektor 151k kayna@ yiiksek hassasiyetli xenon lamba olmalidr.

6.3. Lamba Omriinii arttrmak igin xenon lamba kromatogramda belirlenen nm
degerlerinde yanmali, pik ¢ikmayan yerlerde farkli lamba modlara ayarlanabilmeli veya
yanmamalidir.

6.4. Lamba 6mrii en az 4000 saat olmahdir. Bu o6zellik orijinal dokiimanlarda
gosterilebilmelidir. Lamba émrii 2000 saat olan firmalar yedek 1 (bir) adet lamba verilmelidir.

6.5. Dedektorde dalgaboyu eksitasyon igin 200-750nm emisyon igin en az 220-900 nm
araliginda olmalidir.

6.6. Dedektor es zamanli olarak 4 adet dalga boyunda ¢aligmalidir.

6.7. Dedektor spektral bant genigligi eksitasyon ve emisyon igin 20 nm olmalhdir.

6.8. Dedektor dalgaboyu dogrulugu + 3nm veya daha iyi olmalidr.

6.9. Dedektdr dalgaboyu tekrarlanabilirligi veya kesinligi en fazla + 0.2 nm olmalidir.

6.10. Sinyal/giiriiltii orani en az 2500:1 veya Raman S/N>550 ASTM veya Water Raman
S/N >2000 olmalidir.

6.11. Dedektor data toplama hizi en az 100 Hz olmalidir. Brosiir {izerinden gésteremeyen
firmalar demo ve muayine agamasinda yazilim iizerinden gosterilebilmelidir.

6.12. Dedektor hiicresinin hacmi maksimum en fazla 12 pl olmaldir. Istege bagh
aksesuarlar ilavesi ile 2pl veya 3pl veya 4 ul hacimli kiivet veya invert kiivetler
kullanilabilmelidir.

6.13. Akis hiicresi en az 20 bar ¢aligma basincina dayanikli olmalidir.

6.14. Dedektoriin tizerinde RS-232C recorder veya LAN ¢ikislar1 veya USB ¢ikislan
bulunmalidir.

6.15. Eksitasyon ve emisyon dalgaboyu zamana gére programlanabilmelidir.
6.16. Dedektor bilgisayar tarafindan tamamen kontrol ve komuta edilebilmelidir.

6.17. Kagak oldugunda sinyal alip pompay: kapatmali veya kullanmiciyr sesli veya

goriintiili olarak uyarmahdir.

7. DIODE ARRAY DEDEKTOR (DAD)

7.1. Sistem yazilimindan veya kendi iizerindeki ekrandan ¢alisma parametreleri

gozlenebilmeli ve set edilebilmelidir.
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7.2. 220 V/50-60 Hz elektrik kosullarinda g¢aligmalidir ve herhangi bir voltaj adaptoriine
ihtiya¢g duymamalidir.

7.3. Otomatik dalgaboyu kalibrasyonu holmium oxide filtre ile yapilmalidir.

7.4. Dedektorde dalga boyu ¢alisma araligi 190-800 nm aralifinda olmalidur.

7.5. Dedektor en az 8 (sekiz) dalga boyunun aym: anda kantitasyonunu yapabilme
ozelligine sahip olmalidir.

7.6. Dedektoriin data toplama hizi en az 100 Hz olmalidir.

7.7. Bilgi islem {initesi vasitasi ile 3D (ii¢ boyutlu) spektromatogram ¢izme, goklu
kromatogram, es yiikseklik egrileri seklinde kromatogram ¢izimi, alinan kromatogramlarin
birbiri ile karsilagtirilmasi ve absorpsiyon spektrumlarinin karsilagtirilmasi imkanlari olmalidur.

7.8. Dedektorde 151k kaynagi Doteryum lamba ve Tungsten (W) lamba olmalidir.

7.9. Dedektérde en az 1024 diyot serisine sahip olmalidir veya light guiding intelligent
teknoloji akig hiicresine sahip olmalidir.

7.10. Dedektorde dalgaboyu dogrulugu en fazla +1 nm olmalidir.

7.11. Kromatografik sinyal sayisi en az 8 olmalidir. Her biri bagimsiz olarak degisebilir
ornek, referans dalga boyu ve bant genisligi siirekli, simultane monit6rleme igin
secilebilmelidir.

7.12. Ortam kosullarina karsi baseline stabilitesini koruyabilmek igin dedektor
lambasinin elektronik sicaklik kontrolii olmali veya mobil faz, akis hiicresi igindeki optik akig
yoluna girmeden &nce mobil fazin sicakligini akis hiicresi sicakligina uyarlamaya yardimci
olmak i¢in akig hiicreleri yerlesik bir 1s1 esanjorii ile donatilmis olmalidir.

7.13. Dedektor ¢oziiniirliigli veya slit aralifi 2 kademeli olarak dijital veya mekanik
olarak ayarlanabilmelidir.

7.14. Dedektor giiriiltiisii 254nm’de en fazla £7x10° AU olmalidur.

7.15. Dedektdr kaymasi 1 mAU/h’ den daha diigiik olmalidur.

7.16. Dedektoriin linearitesi 2.2 AU ‘da % 5°den kiigiik veya Linear absorbance aralign >
2 AU (5 %) 265 nm veya 2.5 AU olmalidir.

7.17. Dedektorde emniyetli ¢alismalar igin kagak sensor olmalidir. Sizinti durumunda
kullaniciy1 uyarmalidir.

7.18. Dedektér akis hiicresi 10 mm uzunluga ve en fazla 13 uL hacime sahip olmalidir.

istege baglh olarak semi-mikro, semi-analytical akis hiicreleri takilabilmelidir.
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8. ELEKTRIiK ve ORTAM SARTLARI GEREKSINIMLERI

8.1. Yiiklenici firma cihazin iireticisi tarafindan belirtilen ve standart metodun elektrik
gerekleri ve ortam sartlarim saglayacaktir. Cihazin konulacag alana uygun bir adet 24000 BTU
klima beraberinde verilecek ve kurulumu yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Ayrica 30 m? lik
alanda ortam nemini siirekli olarak %20-80 RH ‘de tutacak, en az 5L lik su tankina sahip, HEPA
H13 filtresine sahip, air multiplier teknolojisine sahip, hava akig hizi saniyede en az 300L olan

ve ses yapmayan 2 adet nem cihazi da beraberinde verilecektir.

8.2. Cihaz ve cihaz igin uygun olan klimalarin kurulumu esnasinda gerekli olan tiim
elektrik (uygun kesitte elektrik kablosu, sigorta, kablo kanali, siva Ustii priz, gerekli olmasi
halinde pano ve tefrisati, direnaj hatti (klima dig @initesinin bulundugu kattan zemine kadar),

mekanik vb. alt yapi bu cihazin yiiklenicisi tarafindan bedelsiz saglanacaktir.

9. YAZILIM

9.1. Yazihm, lisansl, firmamn gelistirdigi en son yazilim olmali, ayrica siiriiciisii ve
lisans anahtar: ile teslim edilmeli, kullanic1 adina kayd: yapilmalidir. Yazilimda yapilacak
versiyon degisiklikleri (yiikseltme) garanti kapsamina bakilmaksizin iicretsiz olarak ve en kisa
siirede yiiklenerek mevcut yazilim giincellenmeli ve bu giincellenmeye ait egitim kullaniciya
(en az iki is giini) saglanmahdir. Giincellemenin yapilmamasindan dogacak magduriyet
firmaya ait olmalidir. Yazilim giincellenmesi sonunda Oparational Qualification (OQ) ve
Performance Qualification/ Verification (PQ/V) testleri {icretsiz olarak yapilacaktir.

9.2. Yazihm programi firmanin gelistirdigi en son yazilim olmali ve ilgili tim
dokiimanlar (CD, program kullanim hakkim gosteren sertifikalar vb.) orijinal sertifikali olarak
verilmelidir. |

9.3. Cihaz ile birlikte 1 (bir) adet bilgisayar verilecektir. Bilgisayarlar en az Intel Core i7
11. Nesil, en az 3.1 GHz (6 ¢ekirdek) islemcili olmalidir. 2x500 GB ssd Sabit Disk, 32 Gb
RAM’e sahip olmalidir. 2 adet Ethernet girisi olmalidir. Orijinal Windows 10 ya da {stil
yazilim, en az 24 ing LCD Ekran, MS Office 2019 yazilim ve PDF dosyalarinda ¢aligmaya ve
degisiklik yapmaya izin veren lisansh yazilimi bulunmalidir. En az 22xDVDRW okuyucu, PS/2
ya da USB Optik Fare (16 adet uygun pil), PS/2 ya da USB Q Klavye (16 adet uygun pil)
olmalidur.

9.4. Lazer yazic1 verilecektir. WIFI ozelligi olmalidir, aga baglanabilmelidir, 20 ppm
baski hizinda olmalidir. A4 kagida baski yapabilmelidir en az 1200x600 dpi ¢dziiniirliigiine
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sahip olmalidir. 5 (bes) adet yedek kartusu, 4 tane 4 TB hafizali USB 3.0 ve 2.0 ile uyumlu
tasinabilir hard disk, 250 adet DVD, 64 Gb 5 adet flash disk verilmelidir. A4 Kagidi 12 top
verilmelidir.

9.5. Sabit mekanizma ve yiikseklik ayar1 yapilabilen, ergonomik, kolgakli 4 adet galiyma
koltugu ve sabit mekanizma ve yiikseklik ayari yapilabilen 4 adet calisma taburesi verilmelidir.

9.6. Cihaz igin kesintisiz gii¢ kaynag: verilecek ve en az 5 KVa ve tam yiikte en az 15
dakika ¢alismasim saglayacaktir. UPS ile ana pano arasindaki kablolama, sigorta kutusu vb
islemler firma tarafindan yapilacaktir.

9.7. Yazilim, pompa, dedektr, kolon firni ve oto-sampler gibi ana iiniteleri kontrol ve
komuta edebilmelidir.

9.8. Yazilim, integrasyon, kalibrasyon, method olusturma, kromatogramlar {izerinde
degisik islemler yapilmasina izin vermelidir.

9.9. Help meniileri ile kullaniciya bilgi aktarabilmelidir.

9.10. Kullamci kendi istegine gore rapor hazirlayabilmelidir.

9.11. Yazilim Offline modu ile analiz yaparken veya cihaz kapali iken analiz datalan ile
calismaya izin vermelidir.

9.12. Yazilm Sinyal/giiriiltii oramm tek enjeksiyon ile hesaplamalidir. Boylece tek
standart enjeksiyonu ile LOD (Limit of detection) ve LOQ (Limit of quantition) degerleri
hesaplanabilmelidir. Sisteme analiz devam ederken devam eden analizi durdurmadan yeni
numune girisi yapilabilmelidir.

9.13. Yazilim iizerinden tiim metod parametreleri ve diger tiim tniteler aksesuarlar ile
beraber tiim fonksiyonlar kontrol edilebilecektir.

9.14. Yazihm yeni metod yapmaya, eski metodlari yeniden yiiklemeye, metod
parametrelerini yazdirmaya, kalibrasyon yapmaya, ornek sonuclarim otomatik olarak
hesaplamaya ve rapor formati olugturmaya uygun olmalidir.

9.15. Kullanicilar i¢in kullamer sifresi ve yetkisi tamimlanabilmelidir.

9.16. Sirali analiz bitiminde istenildiginde yazilim; dedektor lambalarim kapatabilmeli
veya sistemi kapatma moduna alabilmelidir. Boylece ozellikle analiz bitimi geceye veya
kullanicinin olmayacagi zamana denk geliyor ise solvent sarfiyat1 ve kullamicimin cihaz baginda
bekleme zorunlulugu dnlenebilmelidir.

9.17. Yazihm kromatogramlarin ist iiste veya i¢ ige cakistirilmasina izin vermeli,

cakigtirilmis kromatogramlarin skalast ile oynamaya izin verilmelidir.



9.18. Yazihm kromatogram {izerine yazi yazmaya, isaret koymaya, logo veya resim
koymaya izin vermelidir. Ayrica kopyalama fonksiyonu ile kromatogramlar kopyalanip Word,
Excel vs. Programlar igerisine yapigtirilabilmelidir. Béylece Rapor, tez vs. hazirlanmasinda
kolaylik saglanmalidir. Istege bagh rapor formati hazirlanabilmelidir.

9.19. Analiz sonuglar text, excel, html, csv formatlarinda otomatik olarak kayit
edilebilmelidir.

9.20. Yazihm Kkalibrasyon tablosunu otomatik olarak olusturabilmelidir. Ayrica
kalibrasyonu yapilan maddeler i¢in grup tammlamas: yapilabilmelidir. Béylece aym grup
maddelerin ayr1 ayr1 analiz sonucu ve toplamlari alinabilmelidir.

9.21. Yazihm Subtract fonksiyonu ile blank analizleri asil kromatogramdan
cikartabilmelidir. Béylece baseline yiikselmeleri diizeltilebilmelidir.

9.22. Sirali analiz sonunda 6reklerin ortalamasinin hesaplanmasi, batch raporu alinmasi,
Standart sapma, Relative standart sapma, Pik simetrisi, kolon performans, zaman

tekrarlanabilirligi vs. sonuglarini hesaplamaya uygun olmalidir.

10. METOD VALIDASYONU

10.1. Cihaz, Tablo 1’ de verilen PAH bilesikleri i¢in verilen tayin limitlerine
inilebilmelidir. Bu analizlerde Tablo 2 de verilen validasyon kosullar1 saglanmalidir.

10.2. Cihaz, Tablo 1 de verilen PAH’lar igin su matriksinde dogrudan veya 200 kat
zenginlestirme yapilarak ve klorofil-a i¢gin suda maksimim 100 pL enjeksiyon ile tayin
limitlerine veya daha diisiik limitlere inilebilmelidir. Belirtilen parametreler igme-kullanma
suyunda Tablo 1 de verilen tiim parametreler igin tayin limitlerinde spike yapilacak analizler
gerceklestirilecektir. Bu analizlerde Tablo 2 de verilen validasyon kosullar saglanmalidir.

10.3. Metot validasyon tamamlandiktan sonra ki bir y1l igerisinde, TS EN ISO/IEC 17043
standardina gore akreditasyona sahip bir dig kalite kontrol programina katilim saglanacaktir.

Katilim saglanacak program ve tarihi laboratuvarin onay1 alinarak belirlenecektir.
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Tablo.1 PAH’lar ve Klororfil-a i¢in mevzuat limiti ve tayin limitleri

T g Tayin Limiti -
Parametre Mevzuat Limiti | Birim )((L()Q) Birim
Florenten 0,2 ppb 0,002 ppb
Benzo(b)florenten 0,1 ppb 0,001 ppb
Benzo(k)florenten 0,1 ppb 0,001 ppb
Benzo(a)pyrene 0,01 ppb 0,001 ppb
Benzo(ghi)perylene 0,1 ppb 0,001 ppb
indeno(1,2,3-cd)pyrene 0,1 ppb 0,001 ppb
Acenaphthene 0,1 ppb 0,001 ppb
Acenaphtylene 0,1 ppb 0,001 ppb
Anthracene 0,1 ppb 0,001 ppb
Benzo(a)anthracene 0,1 ppb 0,001 ppb
Chrysene 0,1 ppb 0,001 ppb
Dibenzo(a,h)anthracene 0,1 ppb 0,001 ppb
Fluorene 0,1 ppb 0,001 ppb
Naphthalene 0,1 ppb 0,001 ppb
Phenanthrene 0,1 ppb 0,001 ppb
Pyrene 0,1 ppb 0,001 ppb
Klorofil-a 50 ppb 25 ppb
Tablo 2. Validasyon Parametreleri
Tekrarlanabilirlik En az 10 tekrar, su i¢in LOQ degerlerinde RSD | % RSD <%]10
En az 2 kisi, 5 farkli zamanda; su igin LOQ
Tekrariiretilebilirlik % RSD < %10
degerlerinde RSD
Tim  tekrarlanabilirlik, tekrariiretilebilirlik
Gergeklik % 80-110
verileri (% geri kazanim)

11. YEDEK PARCA, AKSESUAR VE SARF MALZEMELER
11.1. HPLC temel bilgileri, giivenlik, cihaz bilesenleri, sistem agma/kapama, cihaz

yazilimi, metod olugturma, metod optimizasyonu (tim modlar i¢in), kalitatif ve kantitatif data

analizi vb. konularim icerecek, gorseller ile desteklenmis Tiirkge kullanma kilavuz

11.2. Kullanic1 tarafindan 6zellikleri belirlenecek 4 adet kolon

11.3. 1000 adet etiketli vidali amber 2 mL’ lik cam vial (septum ve PTFE/Silikon

kapaklar ile birlikte)

11.4. Sistemin ¢aligmas! i¢in baglanti malzemeleri
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11.5. ISO 4796 standardina uygun, Borosilicate 3.3 camdan tiretilmis 5 adet 2L, 5 adet
1L ve 10 adet S00mL hacimli ve taksimatli, kimyasala dayanikli HPLC mobil faz sisesi ve buna
uygun PP mavi renkli GL 45 vidali kapak mobil faz sigesi verilmelidir. 4 adet gerektiginde
kullamlmayan portlar1 kapatmak amaciyla kullamma uygun PFA materyal kor tapa
verilmelidir.

11.6. 50 adet 5 L’ lik HDPE materyalden iiretilmig, igindeki sivi seviyesi
gbézlenebilmesini saglayan yar1 saydam yapida, kabartma taksimatli, UN onayli ve tutacakli
kimyasal atik biriktirme kab1 ve vidali kapak verilmelidir. Bidonlar ambalaj grubu I, II ve III
olan biitiin tehlikeli kimyasallar1 biriktirmeye uygun olup bununla ilgili test edilmis ve
onaylanmig ambalaj materyali olmalidir. Bidon iizerinde bu durumu gésterir UN 3H1/X1.9
onay kodu basilmis olmali ve onayl ambalaj sertifikalar1 ibraz edilmelidir.

11.7. 3 yillik pompa ve oto drnekleyici igin bakim kiti veya bakimda degistirilecek sarf
malzemeler yedek olarak verilecektir.

11.8. 25mL’lik 20 adet amber borosilikat 3.3 camdan liretilmis A kalite balon joje ve 50
mL’lik 15 adet amber borosilikat 3.3 camdan iiretilmis A kalite balon joje verilmelidir. (Balon
jojeler kapaklan ile birlikte verilmelidir). Balon jojeler TURKAK ’tan akredite olan firma
tarafindan kalibre edilmelidir.

11.9. Muayene kabul asamasinda Tablol’de yer alan parametrelerin analizini
gergeklestirebilmek igin gerekli PAH mix standardi 1 ml S adet, (10 ppm in asetonitril) veya
tekli standart ¢ozeltileri 1 ml 1 adet (10 ppm in asetonitril), klorofil-a standardi, klorofil-a i¢in
internal standart (zinc-phthalocyanine v.b) ve gerekli kimyasallar (asetonitril, vb) firma
tarafindan verilmelidir.

11.10. Cihazin konulacag: alana uygun boyutta kimyasala dayamkli banko, bir adet gift
kapili kilitli dolap ve bankonun altina istenilen sayida kilitli dolap/¢ekmece verilecektir.

IDARI HUSUSLAR
Genel Sartlar:
1. Montaj ve Egitim:
1.1. Cihaz tiim ekipman ve donanimlar ile bir biitiin olarak kabul edilir ve pargali kabulii
yapilacag belirtilenler hari¢, tamami cihaz ile ayni anda teslim edilecektir.

1.2. Cihaz ve ekipman yiiklenici firma tarafindan tasinacak, kurulum ve montaji taahhiit

edildigi tarihte servis miihendisleri tarafindan yapilacak ve tam olarak ¢aligir vaziyette teslim

o
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edilecektir. Cihaz kurulmadan 6nce elektrik ve gaz hatlar1 gibi altyap: yeterliligi yiiklenici firma
tarafindan kontrol edilmelidir. Gerekli ise elektrik (elektrik panosu vb) ve gaz altyapisi
olusturulmalidir.

1.3. Cihazin olmas1 gereken yerdeki montajindan sonra, yiiklenici firma cihaz
kullanicilar ile birlikte cihaz performans ve fonksiyon testlerini (yerinde test) yapmalidir.
Yerinde test esnasinda cihazin sartnamede istenilen tiim &zelliklere uygunlugu kontrol
edilecek ve kullanmiciya gosterilecektir. Cihaz kurulumundan sonra cihaz validasyonu igin
Operational Qualification (OQ) ve Performance Qualification/Verification (PQ/PV) testleri
yapilip, test sonuglarimin uygunlugu rapor edilecektir. Operational Qualification (OQ) ve
Performance Qualification/ Verification (PQ/PV) testleri garanti kapsamu iginde yilda bir kez
licretsiz yapilacaktir. Garanti siiresi boyunca cihazda sarf malzeme degisikligi disinda analiz
sonucuna etki edecek herhangi bir parga degisikligi oldugunda ilgili modiiliin performans testi
firma tarafindan ticretsiz olarak yapilacaktir.

1.4. Firma, cihaz kullanicilarina bir egitim plam dahilinde 3 farkli zamanda toplam 15 is
giinii igeren bir egitim plam déhilinde yerinde egitim verecek ve bu plan cihaz kullamicilari ile
birlikte olusturulacaktir. Egitim HPLC temel bilgileri, giivenlik, cihaz bilesenleri, sistem
acma/kapama, cihazin ¢alistilmasi, cihaz yazilimi, metot olusturma, tekli ve goklu
enjeksiyon, sequence olusturma, kalibrasyon egrisi olusturma, raporlama, rapor formati
olusturma, data analizi, kalitatif ve kantitatif data analizi ve bakim ve onarim konularim
konularini igerecek gorseller ile desteklenmis Tiirkge kullanma kilavuzu verilecektir. Cihaz
ve yazilimina ait gorsellerle desteklenmis kullamim bilgilerini igerecek sekilde cihaz Standart
Calisma Prosediirii (SCP) firma tarafindan olusturulacak ve Word ortaminda verilecektir.

1.5. Verilen egitimler ile ilgili olarak katilimcilar adina ayri ayr kullanici sertifikasi
ve/veya egitime katilim belgesi veya egitim sertifikas: diizenlenecektir.

1.6. Cihaz, cihazin yetkili temsilcisi veya iiretici firmadan egitim almig tecriibesi 3 yil
olan firma eleman: tarafindan kurulmal ve cihaz egitimi verilmelidir. Cihaz kurulumu ve
verilecek egitim, tecriibesi sertifika ile belgelendirilmis servis mithendisi tarafindan

yapilacaktir.

2. Teknik Servis ve Garanti:
2.1. Cihazin kesin kabul tarihinden itibaren teknik servis, yedek parga ve cihaz
fabrikasyon ve montaj hatalarina kars1 2 y1 siire ile iicretsiz ve tam kapsaml garantili olacaktir.
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Bu siire bitiminden itibaren 10 yil siire ile iicreti karsihig1 servis ve yedek parga garantisi
olacaktir.

2.2. Firma garanti, yedek parca, teknik servis ile ilgili yiikiimliiliiklerin yerine
getirilecegine dair belgeleri en ge¢ s6zlesme tarihine kadar idareye sunacaktir.

2.3. Garanti siiresi i¢inde sistemle ilgili bir tamir ya da bakim talep edildiginde, bu talebin
yiikleniciye telefon, faks veya yazili bildiriminden itibaren en fazla 2 (iki) is giinii igerisinde
soz konusu laboratuvara gelinerek sorun tespit edilecek ve parga ithalati gerektirmeyen
durumlarda 10 (on) is giinii i¢inde, par¢a ithalat1 gerektiren durumlarda ise en ¢ok 20 is giinii
i¢cinde tamamlamalidir. Aksi takdirde yiikleniciye gecikilen her giin i¢in sistemin s6zlesme
bedelinin % 0.6°s1 tutarinda gecikme cezasi uygulanacaktir.

2.4. Cihazin “kesin kabul tarihinden; g¢alisir vaziyette saglam ve eksiksiz olarak
kullanicinin hizmetine sunulmasi anlasilmalidir.

2.5. Temin edilecek tiim yedek pargalar orijinal olmak zorundadir.

2.6. Cihazin kesin kabuliiniin yapildig: tarihten itibaren her 1 (bir) yillik periyot i¢inde;
arizalarin toplaminin 5 (bes) ve daha fazla sayida olmas: ve yil i¢inde cihazin arizalarinin
toplaminin 40 is giiniinii agmas1 durumunda firma, cihaz egdeger veya daha iistiin 6zelliklere
sahip yeni bir cihazla degistirmekle yiikiimlidiir.

2.7. Yiiklenici firma cihazin bakim onarim vb hizmeti ve Oparational Qualification (OQ)
ve Performance Qualification/ Verification (PQ/V) testlerini garanti siiresince yilda bir kez
ticretsiz olarak yapacaktir.

2.8. 2 yillik garanti siiresi, cihazla ilgili muayene kabul iglemleri tamamlandiktan itibaren
baslayacaktir. Garanti siiresi iginde cihaz tiim ekipman ve aksesuarlar ile beraber garanti
kapsaminda olacaktir. Garanti siiresince cihazin bozuk oldugu siireler % 50 artirimli olarak
garanti siiresine ilave edilecektir.

2.9. Bu calismalarin yapilmamasi durumunda yiiklenici firmaya yazili bildirimde
bulunarak s6zlesmedeki yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi talep edilecektir. Yiiklenici firma
yiikiimliiliigiinii yerine getirmez veya geciktirirse yasal takip baslatilacaktir.

2.10. Yiiklenici firma, cihazi Genel Miidiirliik tarafindan talep edilmesi durumunda
istenilen baska bir yere veya istenilen Halk saglig1 Laboratuvarina iicretsiz nakliye etmekle,
montaj igin her tiirli diizenlemeyi saglamakla yiikiimliidiir. Cihazin nakliye ve montaj
sirasinda kurum iginde ortaya ¢ikabilecek her tiirli hasardan yiiklenici sorumludur ve

onarmakla yiiktimliidiir.
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2.11. Halk Saghpi Genel Miidiirliigii garanti siiresinden itibaren bakim onarim
sézlesmesi yapmak isterse; y1llik yedek parga harig birim cihaz bedelinin dolar veya Tiirk Liras:
en fazla % 2'si oraninda sézlesme talep edebilir.

2.12. Thale, sézlesme imzalamadan &nce birim cihaz bedelinin % 150 sini gegmeyecek
sekilde, cihazin miirlii parga ve cihaz yedek pargalarinin fiyat listesini dolar veya Tiirk Lirast
olarak idareye sunmak zorundadir.

2.13. Miistakil olarak ariza yapabilecek, degistirilebilecek tiim pargalar yedek parca fiyat
listesinde ayr ayn belirtilerek fiyatlandirilacaktir. Garanti siiresi sonrasindaki 10 y1l boyunca
yapilacak olan yedek parga talepleri bu listede belirtilen azami fiyatlarn gegmeyecektir.

2.14. Halk Saghg Genel Miidiirliigii garanti siiresinden itibaren bakim onarim
sézlesmesi yapmak isterse; yillik yedek parga hari¢ birim cihaz bedelinin dolar veya Tiirk
Liras: olarak en fazla % 2 'si oraminda s6zlesme talep edebilir. Bakim onarimda yedek parca
gerekirse 2.12 de verilen fiyatlardan ticretlendirilir. Yiiklenici firma ivedilikle bu talebi yerine
getirir.

2.15. Yiiklenici firmanin Ankara ‘da yerlesik servis ofisi bulunmalidir. En az iki adet
sertifikali servis miihendisi olmalidir. Bu elemanlarin en az ii¢ y1l tecriibeli olmalidir. Bu

hususlar yiiklenici tarafindan taahhiit edilecektir.

3. Tekliflerin Hazirlanmasi- Kabul ve Muayene:

3.1. Firmalar sartname maddelerine Tiirkge olarak, ayr ayr ve sartnamedeki siraya gore
cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "........ marka.......... model. i cihaz1 teklifimizin
sartnameye uygunluk belgesi" baglig1 altinda teklif veren firmanin baghkli kagidina yazilmis ve
yetkili kisi tarafindan imzalanmig olmalidir. Bu cevaplar orijinal dokiimanlari ile
karsilagtinldiginda herhangi bir farklilik bulunursa firma ihale dis1 birakilmahdir. $artnameye
uygunluk belgesi hazirlamayan ve sartnamede istenilen teknik Ozellikleri saglamayan
firmalarin teklifleri ret edilecektir.

3.2. Ekipmanlar ilgili firma tarafindan kurulup ¢alisir halde teslim edilecektir.

3.3. Satin alma komisyonu tarafindan sartnamede belirtilen cihaz teknik 6zelliklerinin
katalogda maddeleri gosterilerek verilmesi istenecektir. Ayrica katalog veya brosurde
gosterilemeyen hususlar demo asamasinda gosterilecektir.

3.4. Satin alma komisyonu Madde 10°da belirtilen matriks ve parametrelere yonelik ihale

sonuca baglanmadan demonstrasyon galigmasi isteyecektir. Firmalar, teklifte bulunduklar
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marka cihaz ile Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan validasyon kriterlerini saglayacak sekilde
demonstrasyon yapabilecegine dair yazili olarak beyan verecekler ve bu beyanda 6nerdikleri
sistem konfigiirasyonu ile demonstrasyonu nasil gergeklestireceklerini bildireceklerdir.
Demostrasyon satin alma komisyonu iiyelerinin katilimu ile gergeklesecektir. Demostrasyon 15
is giinli i¢inde tamamlanmalidir. Demonstrasyonu yapmayan veya demonstrasyon sonucu
istenilen sartlar1 saglayamayan firmalarin teklifleri sézlesme oncesi ret edilecektir.

3.5. Cihaz ile ilgili tiim teknik dokiimanlar teklif ile birlikte verilecektir.

3.6. Tibbi Cihaz Yonetmelikleri kapsamindaki cihazlarin veya iiriinlerin kullanma
kilavuzu ve etiket bilgileri, Yonetmeliklere uygun olarak Tiirkge olmalidir. Tiirkge etiket ve
kullanim kilavuzu bulunmayan tibbi cihazlarin muayene ve kabul islemleri yapilmayacaktir.

3.7. Firma yetkilileri, muayene sirasinda hazir bulunmadiklar1 takdirde muayenenin
yapilig tarzina ve sonucuna itiraz edemezler.

3.8. Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (iig) giin igerisinde Ikinci muayene
Baskanlikga (birinci muayenede bulunmayanlardan) olusturulacak Itiraz Komisyonu tarafindan
yapilmalidir. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan ozellikler
degerlendirilecektir. tiraz Komisyonunun karari kesindir.

3.9. Teklif edilen cihaz igin iiretici veya distribiitor firma tarafindan satic1 firmaya verilen
yetki belgesi olmalidur.

3.10. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda idari sartname hiikiimleri

gecerlidir.

Is bu sartname 15 (onbes) sayfadan ibarettir.
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KiMYASAL SU ANALIZLERI LABORATUVARI KULLANIM AMACLI
PURGE ve TRAP UNITELi GAZ KROMATOGRAFI KUTLE SPEKTROMETRESI
CIHAZI TEKNiK SARTNAMES]

1. KONU
Halk Sagh@ Genel Midirligi, Halk Saghg Referans Laboratuvarlar1 Dairesi
Baskanlig1, Kimyasal Su Analizleri Laboratuvarlarinin laboratuvar ¢aligmalarinda kullamlmak

tizere, 1 (bir) adet ‘Purge ve Trap Uniteli Gaz Kromatografi Kiitle Spektrometresi’ cihazi

satin alinacaktir.

2. GAZ KROMATOGRAFi KUTLE SPEKTROMETRESI (GC/MS) GENEL
OZELLIKLER

Cihaz, igme kullanma, kaynak, dogal mineralli, diyaliz, gevre ve kaplica sularinda kalinti
diizeyinde ugucu organik bilegikler (benzen, 1,2 dikloroetan, tetrakloroeten, trikloroeten ve
trihalometanlar -kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan vb-) ve
monomer bilesiklerin (vinil kloriir ve epikloridin) analizine uygun olmal: ve asagidaki kisim ve
par¢alardan olugmalidur.

2.1. Biitiin sistem 220 (£10) Volt 50 Hz elektrik akimu ile galigmalidur.

2.2. Sistemi olusturan tiim modiiller voltaj adaptdriine ihtiyag duymadan ¢alisabilmelidir.
Ayrica, elektrik kesilmelerinde hafizadaki bilgilerin silinmesine karsi korumali olmalidir.

2.3. Cihaz (GC ve MS), yedek parga ve aksesuarlar ile diger ozellikleri agisindan bir
biitiin olarak iiretilmis orijinal parcalardan olusan en son model olacaktir. Cihazin donanim ve
yazilim ayarlar1 yapilmis olarak teslim edilmelidir.

2.4. “Sistem firmanin iirettigi kiitiiphane taramasi yapabilen en az 2024 yil1 tiretimi cihaz
olmalidir. Yazilimda bilinmeyen kiitlelerin tanimlanmast i¢in en son versiyon WILEY ve NIST
kiitiiphane arama &zelligi bulunmalidir.”

2.5. Yazihim kiitiiphane olusturulmasina ve kiitiiphane taramasi yapilmasina imkan
tanimahidir

2.6. Cihaz katalojunda belirtilen standart aksesuarlari, baglanti parcalari, baglanti
kablolar1 ve emniyetli ¢alistirilmasi igin gerekli aksesuarlar ile eksiksiz olarak verilecektir.

2.7. Sistemdeki tiim modiiller herhangi bir sistem kontrol iinitesine ihtiya¢ duymadan
bilgi islem tinitesine Ethernet veya USB ile sistem kontrol {initesine baglanabilecektir.
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2.8. Sistem iiretici firma tarafindan orijinal GCMS olarak dizayn edilmis olmah ve tiim
donanim ve yazilim ayarlari yapilmis olarak teslim edilmelidir.
2.9. Cihaz upgrade edilmemis orijinal model olmalidur.
2.10. Cihaz1 olusturan gaz kromatografi, kiitle spektrometresi, otomatik érnekleyici ve
kolon firin1 ayn iiretici tarafindan iiretilmis olmalidur.
2.11. Sistem;
e 1 adet gaz kromatografi Uinitesi,
e 1 adet split-splitless enjeksiyon blogu,
e 1 adet Purge and Trap drnekleyici,
e 1 adet kiitle spektrometre sistemi,
e 1 adet Otodrnekleme tinitesi,
e 1 adet orijinal lisansh yazilim,
e 1 adet bilgisayar sistemi ve lazer yazici,

e  Cihazin galismas i¢in gerekli tiim baglant: aksesuarlari, ekipman, kimyasal
madde vb. malzemelerden olusacaktir.
2.12. Bir biitiin olarak cihazin tiim fonksiyonlar: tek bir bilgisayar initesi tarafindan

programlamp kontrol edilecek, ayrica tiim veriler baska bir bilgisayar iinitesine ihtiyag
duyulmadan saklanacak ve her tiirlii veri islemi yapilacaktir.

2.13. Self-testing 6zelligi sayesinde cihaz her agiliginda kendini test ederek kullaniciya
bilgi vermelidir ve herhangi bir ariza durumunda kullaniciy: uyarmalidir. Cihaz tizerindeki
hafiza (Logbook) igerisine, olugan arizalar tarihleri ile birlikte kayit edebilmelidir.

2.14. Gaz kromatografi {initesi hem cihaz tizerinde bulunan dokunmatik ekran iizerinden
hem de yazilim vasitasi ile bilgisayardan kontrol edilmelidir. Bu ekran iizerinden ve yazilim
ana ekrani iizerinden cihazin bakim bilgilerinin takip edilebilmesi i¢in en az enjeksiyon sayisi
veya filamentin kullanimi takip edilebilmelidir.

2.15. Sisteme istenildiginde en az iki adet enjeksiyon blogu, en az li¢ adet dedektor (MS,
ECD, FID) baglanabilecek ve bu dedektdrlerden es zamanli sinyal kaydi yapma Ozelligine sahip
olacaktir.

2.16. Cihazdaki tiim gaz akislari (tasiyic1 gaz, purge gaz ve detektdr gazlarinin hepsi) ve

split ¢1kist tamamen elektronik veya elektronik-pnomatik kontrol ile yazilim ve cihaz {izerinden
ayarlanacaktir.
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2.17. Hassas parametrelerin  yetkili olmayan Kkisilerce degistirilmesine izin
vermeyecektir.

2.18. Cihazda yapilan analizlerin alikonma zamani tekrarlanabilirligi 0.0008 dakikadan
daha az olacaktir.

2.19. Analizlerin pik alan tekrarlanabilirligi %0,5 RSD den az olacaktir.

2.20. Cihaz firin hari¢ en az 6 adet bagimsiz 1sitma bloguna sahip olacaktir. Bunlardan
en az 2 tanesi enjektdr, en az 2 tanesi dedektdr ve digeri ise ozel konfigiirasyon (Kiitle
spektrometresi sistemleri) i¢in kullamlacaktir.

2.21. Kolon basing degerleri 0.001 psi veya 0.0068 kPa hassasiyet ile ayarlanacaktir.

2.22. Cihazda gaz kesildiginde ve/veya kagagi olma durumunda kolonu korumak i¢in
cihaz kullaniciyi sesli olarak uyarmali, cihazin kullammina izin vermemeli, yazili uyar1 vermeli
ve firin otomatik olarak kapanmali ve sogumahdir.

2.23. Basincin izlenmesi ve ani basing diismelerine karsi siirekli olarak basing degeri
bilgisayar ekranindan ve cihaz tizerindeki ekrandan okunmalidur.

2.24. Cihaz basing degerleri literatiirdeki metotlarin kolayca uygulanabilmesi igin psi,
kpa ve bar olarak set edilecektir.

2.25. Cihaz kolon degisimi sonrasinda pik ¢ikis zamanlarim tam otomatik olarak, bir
onceki kolon ile ayni hale getirebilmelidir veya alikonma zamanlar yazilim tarafindan otomatik

olarak hesaplanabilmelidir. Bu islem igin gerekli standartlar, malzemeler ve yazilim firma

tarafindan saglanacaktir.

2.26. Cihaza yeni kolonlar tanitilabilecektir.

2.27. Kolon Firnm

2.27.1. Kolon firin biiyiikliigi, kolon takilisi veya sokiiliigii sirasinda kolayca
calisabilmeyi saglayacak dzellikte olacaktir. Ayrica iki adet 100 metrelik kapiler kolonu alacak
biiyiikliikte olacaktir.

2.27.2. Kolon firim sicaklifi en az oda sicaklifindan en az +4 ile +450°C araliginda
0,1°C araliklarla ayarlanabilir olacaktir. Istenildiginde opsiyonel olarak firin siv1 azot veya sivi
karbondioksit ile -40 °C ‘ye kadar sogutulabilecektir.

2.27.3. Program kademeleri 0.1 °C/dk’ den en az 120 °C/dk’ e kadar ayarlanabilmelidir.

2.27.4. Finn sicaklik programi analiz siiresi boyunca en az 20 kademeli olarak

programlanabilecektir.
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2.27.5. 450°C'den 50°C'ye en fazla 4 dakikada soguyacaktr.

2.28. Enjeksiyon Blogu

2.28.1.Cihaz {izerinde bir adet split/splitless enjeksiyon blogu bulunacaktir.
Istenildiginde bagimsiz 1sitilabilen ikinci bir enjeksiyon iinitesi daha cihaza takilabilecektir.

2.28.2. Enjeksiyon blogu tiim kapiler kolonlar (50 um ile 530 um ¢apl) ile ¢alismaya
uygun olacaktr.

2.28.3. Split orani en az 9999:1 oraninda ayarlanabilecektir.

2.28.4. Enjeksiyon blogunun maksimum ¢aligma sicakligi en az 400 °C olacaktir.

2.28.5. Enjeksiyon blogu basinci 0-100 psi arasinda 0.001 psi veya 0.0068 kPa araliklarla
ayarlanabilecektir.

2.28.6. Septum purge gaz akis ayari cihaz ve yazilim iizerinden yapilabilecektir.

2.28.7. Gaz sarfiyatin1 azaltmak i¢in Gas Saver modu bulunacaktir.

2.28.8. Toplam akig araliklar1 opsiyonel aparatlara ihtiyag duyulmadan 0-1250 ml/dak

araliginda ayarlanabilmelidir.

2.29. Kiitle Spektrometre Unitesi (MS)

2.29.1. Cihazin kiitle spektrometresi quadrupole tipte olacaktir.

2.29.2. Sistem EI, iyonizasyon teknigi ile calismaya uygun olacaktir. Istenildiginde PCI
ve NCI iyonizasyon teknikleri ile ¢aligmaya uygun hale getirilebilecektir.

2.29.3. Kiitle 6l¢iim aralifi en az 2-1050 amu (m/z) aralifinda olacaktir.

2.29.4. Full Scan, SIM, Simultane Full Scan/SIM galigmalar1 yapilabilecektir.

2.29.5. El iyonizasyon modunda auto-tuning yapacaktur.

2.29.6. Iyonizasyon boliimiiniin sicaklig1 en az 350°C'ye kadar, emisyon akimi en az 250
pA’e kadar, iyonizasyon enerjisi en az 10-150 eV aralifinda ayarlanabilecektir.

2.29.7. 48 saatlik siire igerisinde kiitle axis degisimi maksimum +0,1 amu olacaktir.

2.29.8. Sistem EI modunda ¢ift filamente sahip olacak ve analiz sirasinda bir filamentte
sorun oldugunda diger filament, bilgisayar sisteminden segilebilecek, vakum sistemini
kapamaya gerek kalmadan devreye alinabilecektir. Filamentler en az 350°C sicakhia kadar

dayanikli olacaktir.

2.29.9. Sistemde giiriiltiiyii azaltmak igin {i¢ agili veya off-axis tipte elektron gogaltici

veya overdrive lens tipte dedektsr bulunacaktir.
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2.29.10. Yiiklenici firma cihazin bakim onarim vb hizmeti ve Oparational Qualification
(OQ) ve Performance Qualification/ Verification (PQ/V) testlerini garanti siiresince yilda bir
kez ticretsiz olarak yapacaktir.

2.29.11. Cihazin kurulum degeri hassasiyeti; El modunda 1pg/pl octafluoronaphtalene
igin 1pl enjeksiyonda m/z 272 iyonunun (m/z 50-300 araliginda taratildiginda) sinyal/giirilti
orani en az 2000:1 olmalidir. Bu degerler ve kosullar orijinal katalog iizerinde gosterilmelidir.
Kuruma hitaben yazilmis iiretici firma yazilar1 ve demo degerleri kabul edilmeyecektir. Bu
degerler HP-5MS veya TG-5MS (0.25mm, 30 m, 0.25um) veya muadili kolon kullamlarak
gosterilecektir.

2.29.12. Vakum sistemi bir adet rotary pompa (6n pompa) ile birlikte, turbo molekiiler
pompadan olusmalidir. Pompanin toplam kapasitesi turbo molekiiler pompa i¢in en az 250 L/sn
olmaldur.

2.29.13. fyon kaynag inert yapida olmalidur. inert yapida iyon kaynagi olmayan firmalar
bir adet yedek iyon kaynag vermelidir.

2.29.14. Quadrupol {initesi dmiir boyu temizlik gerektirmemelidir.

2.29.15. Tarama hiz1 en az 20000 u/saniye olmalidir. Bu ifade orijinal {irlin katalogunda
belirtilmelidir.

2.29.16. Gaz kromatografi ile kiitle spektrometre arasindaki ara baglanti bélgesinin-
interface sicaklign 1°C hassasiyetle, 100°C’den en az 350°C'ye kadar ayarlanabilecektir.

2.29.17. Kiitle spektrometre elektron gogaltic1 dedektor iinitesi bes y1l garantili olmalidir.
Bu siire zarfinda olusacak arizalarda firma dedektorii iicretsiz degistirecek ve sistemi analize

hazir hale getirecektir.

2.30. Oto drnekleme iinitesi
2.30.1. Oto drnekleme tinitesinin alan tekrarlanabilirligi % 0.3 RSD olacaktir.
2.30.2. Enjeksiyon hacmi en az 0,1- 80 pL araliginda ayarlanabilmelidir.

2.30.3. Numune enjeksiyonundan énce siringanin solvent ile yikanma sayisi en az 0-15

arasinda ayarlanabilecektir.
2.30.4. En az 3 adet uygun hacimde ¢dziicii yikama sisesine sahip olmalidir.

2.30.5. 1,5-2 mL’ lik vialler i¢in en az 150 6rnek kapasiteli otodrnekleyici olmalidir.




2.31. Yazahm

2.31.1. Yazilim, lisansli, firmanin gelistirdigi en son yazilim olmali, ayrica siirticiisii ve
lisans anahtari ile teslim edilmeli, kullamci1 adina kayd: yapilmalidir. Yazilimda yapilacak
versiyon degisiklikleri (yiikseltme) garanti kapsamina bakilmaksizin Gicretsiz olarak ve en kisa
siirede yiiklenerek meveut yazilim giincellenmeli ve bu giincellenmeye ait egitim kullaniciya
(en az iki is giini) saglanmahdir. Giincellemenin yapilmamasindan dogacak magduriyet
firmaya ait olmalidir. Yazihimda giincellenmesi sonunda Operational Qualification (OQ) ve
Performance Qualification/ Verification (PQ/V) testlerini iicretsiz olarak yapilmalidir.

2.31.2. Yazilim programu firmamin gelistirdigi en son yazilim olmal ve ilgili tim
dokiimanlar (CD, program kullamim hakkini gosteren sertifikalar vb.) orijinal sertifikal olarak
verilmelidir.

2.31.3. Cihaz ile birlikte 1 (bir) adet bilgisayar verilecektir. Bilgisayarlar en az Intel Core
i7 11. Nesil, en az 3.1 GHz (6 ¢ekirdek) islemcili olmalidir. 2x500 GB ssd Sabit Disk, 32 Gb
RAM’e sahip olmalidir. 2 adet Ethernet girisi olmalidir. En az 22xDVDRW okuyucu, PS/2 ya
da USB Optik Fare (16 adet uygun pil), PS/2 ya da USB Q Klavye (16 adet uygun pil) olmalidir.
Orijinal Windows 10 ya da Uistii yazilim, en az 24 ing LCD Ekran, MS Office 2019 yazilim1 ve
PDF dosyalarinda ¢alismaya ve degisiklik yapmaya izin veren lisansli yazilimi1 bulunmalidir.
Cihaz yazilimi bu isletim sistemde galigilabilir olmalidir.

2.31.4. Ayrica kimyasal maddelerin molekiil yapisini tahmin etmeye ve ¢izmeye yarayan
Chemdraw Professional ya da idarenin de uygun gordiigii muadili bir yazilimi beraberinde
verilmelidir. Bu yazilim aym anda en az 4 farkli PC sisteminde kullanima uygun, 4 ayn lisansli,
giincel versiyon olmalidir.

2.31.5. Lazer yazic1 verilecektir. Yazici 20 ppm baski hizinda olmalidir. WIFI 6zelligi
olmalidir, aga baglanabilmelidir, A4 kafida baski yapabilmelidir en az 1200x600 dpi
¢oziiniirliigiine sahip olmalidir. 5 (bes)’er adet yedek kartusu, 3 adet 4 TB hafizali USB 3.0 ve
2.0 ile uyumlu tasinabilir harici bellek, 100 adet DVD, 12 paket A4 kagid1 verilecektir.

2.31.6. Cihaz igin kesintisiz gii¢ kaynag verilecek ve en az 10 KVa ve tam yiikte en az
15 dakika ¢alismasini saglayacaktir. UPS ile ana pano arasinda ki kablolama, sigorta kutusu
vb iglemler firma tarafindan yapilacaktir.

2.31.7. Tek bir yazilhim igiresinde kiitle dedektor, gaz kromotografi, 6rnekleme sistemi

ve ileride temin edilmesi durumunda tiim aksesuarlar, headspace-SPME sistemleri kontrol

edebilecek 6zellikte olmalidir.




2.31.8. Yazilim Offline modu ile analiz yaparken veya cihaz kapali iken analiz datalar
ile galismaya izin vermelidir.

2.31.9. Yazilim kromatogramdaki tiim pikler i¢in otomatik Kkiitiiphane taramasi
yapabilmelidir.

2.31.10. Tiim cihaz kontrolil, veri eldesi/degerlendirmesi ve diagnostik sistem bilgisayar
kontrollii olmalidir. Tiim GC modiilleri ve kiitle spektrometresi kendi aralarinda ve bilgisayar
yazilimi arasindaki haberlesme hizli data transferi yapilmasi ve baglanti kopukluklari
yaganmamalidir.

2.31.11. Cihazda kullanilacak kolonlarin veri tabam listesi hazir olarak bulunmali veya
yeni kolonlar tanitilabilmelidir.

2.31.12. Yazilim kullanimi kolay, 6zel kiitiiphane olugturabilecek ve ayni anda en az 5
farkl: ticari kiitiiphanede tarama yapabilecek ozelliklerde olacaktir.

2.31.13. Yazilim Sinyal/giiriiltii oranini tek enjeksiyon ile hesaplayabilmelidir.

2.31.14. Sisteme analiz devam ederken devam eden analizi durdurmadan yeni numune
girisi yapilabilmelidir.

2.31.15. Yazilim iizerinden tiim metot parametreleri, vakum sistemi ve diger tiim iiniteler
aksesuarlan ile beraber tiim fonksiyonlar kontrol edilebilecektir.

2.31.16. Yazalim yeni metot yapmaya, eski metotlar1 yeniden yiiklemeye, metot
parametrelerini yazdirmaya, kalibrasyon yapmaya, ornek sonuglarini otomatik olarak

hesaplamaya ve rapor format1 olusturmaya uygun olmalidir.

2.32. Metot Validasyonu

2.32.1. Cihaz, Tablo 1° de verilen ugucu organik bilesikler igin verilen tayin limitlerine
inilebilmelidir. Bu analizlerde Tablo 2 de verilen validasyon kosullar saglanacaktir.

2.32.2. Metot validasyon tamamlandiktan sonra ki bir yil igerisinde, TS EN ISO/IEC
17043 standardina gore akreditasyona sahip bir dis kalite kontrol programina katilim

saglanacaktir. Katillm saglanacak program ve tarihi laboratuvarin onay1 alinarak

belirlenecektir.



Tablo 1. Ucucu organik bilesikler i¢in tayin limitleri

Pa"'j'(‘;‘g"e Mevzuat Limiti| Birim | Tayin Limiti (LOQ) | Birim
Kloroform ppb 0,1 ppb
Bromoform 1 ppb 0,1 ppb
Dibromoklorometan ppb 0,1 ppb
Bromodiklorometan ppb 0,1 ppb
1,2 Dikloroetan 3 ppb 0,1 ppb
Trikloroeten 10 ppb 1 ppb
Tetrakloroeten 10 ppb 1 ppb
Benzen 1 ppb 0,1 ppb
Monomer Bilesikler
Vinil Kloriir 0,5 ppb 0,05 ppb
Epikloridin 0,1 ppb 0,08 ppb

Tablo 2. Validasyon Parametreleri

Tekrarlanabilirlik | En az 5 tekrar, su i¢in LOQ degerlerinde RSD % RSD < %15

Tekrariiretilebilirlik Enaz 2 kisi, 5 farkli zamanda; su i¢in LOQ degerlerinde | o, popy <%15
RSD

Gergeklik Tiim tekrarlanabilirlik, tekrariiretilebilirlik verileri (% 9% 80-110

geri kazanim)

3. PURGE ve TRAP UNITESI

3.1. Cihaz yiizeysel sular, deniz suyu, sediment ile endiistriyel atik sularda eser
miktarlarda ugucu organik bilesiklerin &n iglemlerini yaparak GC teknikleriyle analiz
edilmesini saglamak iizere kullanilmalidir.

3.2. Cihaz farkli marka GC sistemleri ile ¢aligabilmeli, Purge& Trap dongiisii sonunda GC
sistemlerine “bagla” komutunu otomatik olarak gonderebilmelidir.

3.3. Cihaz biitiinlesik Purge&Trap ve 40 ml vial, en az 80 pozisyonlu, xyz
otodrnekleyiciden olusmalidir.

3.4. Cihaz pargacikli numunelerin vana ve hatlar1 tikamamasi igin, “vial purging”
yapabilmelidir. “Vial purging” de numune sparger’a iletilmeden &zel bir boliime taginmali, vial
isitilmall, bu islem boyunca &rnek kabi sicakligi 35-80 oC arasinda ayarlanabilmelidir.
Siipiirme sirasinda olusan gaz fazi (analitleri igeren), igne ile analitik kapana iletilmelidir.

3.5. Cihaz yiiksek derisimde ugucu organik bilesik igeren sediment, atiksu drneklerinin
analizi i¢in, metanol ekstraksiyon yontemini otomatik olarak uygulayabilmelidir.

3.6. Cihaz; USEPA 5030, 5035, 8260, 524.2 kodlu uluslararas1 metotlarina uyumlu

olmalidir.
/
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3.7. Cihaz, ¢esitli standart, matriks spike gozeltileri igin bagimsiz {i¢ adet enjeksiyon
sistemi i¢cermelidir.

3.8. Cihazda bulunan enjeksiyon sistemi vanalari kullanarak degisken hacimlerde
dozlama yapabilmeli ve atik iiretmemelidir.

3.9. Cihaz, siv1 6rnekler i¢in 1:100 oranina kadar seyreltme yapabilmelidir.

3.10. Cihaz, rezervuardan gektigi deiyonize su ile otomatik blank iglemi yapabilmelidir.

3.11. Cihaz, bir 6nceki analizde olusan kalintilarin, sonraki analizi etkilenmemesi i¢in;
tiim ornek hattin1 metanol ve ¢ift kademeli 1sitici ile 1sitilmis sicak su ile temizlemelidir.

3.12. Cihazda taginmasi, 1-25 ml hacim araliginda ¢aligan ve 1 ml hassasiyeti olan giringa
pompa ile saglanmalidir.

3.13. Cihazda elektronik akis kontrolii bir kiitlesel debi kontrolérii ile saglanmalidir.

3.14. Cihaz ile birlikte vialleri sogukta tutmak igin sogutucu tepsi ve su dongiisii i¢in su
banyosu saglanmalidir. Bu sayede cihaz analizi bekleyen numuneleri 4 oC’ta tutabilmelidir.

3.15. Cihaz 3 kademeli konsantrik érnek ignesi kullanmahdir.

3.16. Cihaz, bilgisayar yazilim ile kontrol edilmelidir.

3.17. Cihaz otomatik kagak kontroliinii kapsayan bir tan1 semasina sahip olmalidur.

3.18. Cihazin web-temelli bir uyar: sistemi olmalidir. Béylece sistemdeki bir sorun
elektronik posta ile kullaniciya iletilebilmelidir.

3.19. Cihaz, 350 °C'ye 1sitilabilen bir kapan kullanmalidir.

3.20. Kapanda daha verimli bir desorpsiyon saglamak i¢in cihaz 6zel bir “U-Chamber”
kullanmalidir. Bu sayede kromatogram gelistirilmeli ve farkli iki analiz arasindaki etki
azaltilmahdir.

3.21. Cihaz, su giderimini &zel bir nem kontrol sistemi ile yapmalidur.

3.22. Cihaz, purge ve bake modlarindaki basing degerlerini 6rnekle ilgili diger verilerle
beraber kaydetmelidir.

3.23. Cihaz, basing sakincali degerlere ulastiginda bunu algilamali ve gaz akisim
otomatik olarak kapatmalidir.

3.24. Cihaz, siv1 6rneklerde drnek zenginlestirme islemi 20 dakikadan daha az olmalidur.

3.25. Cihazin viali, silikon septum yiizlii teflon olmalidir; hacmi maksimum 40 ml

olmalidir.

3.26. Cihazin gaz dagitiminda, elektronik kiitle akis kontroliiniin akis hizinin 5 ml/dk-
500 ml/dk ayarlanabilir olmalidur.



3.27. Standart enjeksiyon sisteminin dogruluk degeri en gok = 0.1uL olmahdur.

3.28. Az miktarda kati iceren numuneler i¢in 3 ¢esit hiz kullamlarak bir manyetik
kanistiriciyla karigtirilabilmelidir.

3.29. Cihaz kontrol yazilimma 6nceden programlanmis metotlarda dahil olmak iizere
sinirsiz sayida metot depolanabilmelidir.

3.30. Sistem numune, program ve metot bilgilerinin hepsinin ge¢mise doniik kaydini
tutabilmelidir.

3.31. Cihazin revizyon kontrolinde sistem, metotlarda, programlarda ve
konfigiirasyonlardaki yapilan degisiklikleri depolayip kayit edebilmelidir.

3.32. Cihazlarin yazilimi full versiyona sahip olacaktir. Yazilimlarin gekirdek siirtimleri
verilip daha sonra yiikseltmeyi gerektirmeyecektir.

3.33. Sistemin yazilim, yiiklenicinin iirettigi en iist ve en kapsaml1 yazilim olacaktir.

3.34. Cihazda ¢alisilacak olan metotlar, yiiklenici tarafindan kurulum sonrasi ¢aligir
halde teslim edilecektir.

3.35. Cihazlar 220V / 50Hz sehir sebeke cereyam ile ¢aligabilmelidir.

3.36. Cihazla birlikte numunenin 1sitilmasi i¢in, sparger etrafina sarilan 1sitici ceket
saglanmalidir.

3.37. Cihazla birlikte, numuneleri 4 oC’ta tutacak ilgili cihaza uyumlu sogutucu sitemi
saglanmalidir.

4.ELEKTRIK ve ORTAM SARTLARI GEREKSINIMLERI
4.1. Yiiklenici firma cihazin iireticisi tarafindan belirtilen ve standart metodun elektrik

gerekleri ve ortam sartlarini saglayacaktir. Cihazin konulacagi alana uygun bir adet 24000 BTU
klima beraberinde verilecek ve kurulumu yiiklenici tarafindan saglanacaktir. Ayrica 30 m? lik
alanda ortam nemini siirekli olarak %20-80 RH ‘de tutacak, en az SL lik su tankina sahip, HEPA
H13 filtresine sahip, air multiplier teknolojisine sahip, hava akis hiz1 saniyede en az 300L olan

ve ses yapmayan 2 adet nem cihazi da beraberinde verilecektir.

4.2. Cihaz ve cihaz i¢in uygun olan klimalarin kurulumu esnasinda gerekli olan tiim
elektrik (uygun kesitte elektrik kablosu, sigorta, kablo kanali, siva iistii priz, gerekli olmasi
halinde pano ve tefrisati, direnaj hatt: (klima dig tinitesinin bulundugu kattan zemine kadar),

mekanik vb. alt yap1 bu cihazin yiiklenicisi tarafindan bedelsiz saglanacaktir.




5. YEDEK PARCA, AKSESUAR VE SARF MALZEMELER

5.1. GC-MS temel bilgileri, giivenlik, cihaz bilesenleri, sistem agma/kapama, cihaz
yazilimi, metot olusturma, metot optimizasyonu (tiim modlar i¢in), kalitatif ve kantitatif data
analizi vb. konularini igerecek, gorseller ile desteklenmis Tiirkge kullanma klavuzu

5.2. Rotary pompa igin giiriilti 6nleyici ve MS kisminin ¢alismasini engelleyecek
sicakliga ¢ikmamasini saglayan ancak fanh sessiz kabin verilmelidir.

5.3. Kullanic1 tarafindan 6zellikleri belirlenecek uygun 5 adet kolon, (Epikloridin ve
VOC kolonu DB-624 veya DB-VRX 20m, 0.18mm, 1.00u kolon veya muadili)

5.4. 100 adet 40 mL’ lik vidali amber cam vial (septum ve PTFE kapaklar ile birlikte)

5.5. 2 adet yiiksek saflikta Helyum tiipii (uygun manometreleri ve baglant1 pargalar ile
birlikte)

5.6. Sistemin ¢aligmasi i¢in gerekli gaz baglanti borular

5.7. 200 adet Inlet septum

5.8. 20 adet Split/Splitles lineer (VOC analizlerine uygun)

5.9. 4 adet filament

5.10. 3 adet 10pLL Siringa

5.11. 4 adet Helyum gaz trap

5.12. 5 Lt lik Rotary Pompa Yag1 (Pompa, pompa yag ile dolu teslim edilecektir)

5.13. 10 adet O ring

5.14. 20 adet GC Ferrule

5.15. 10 adet GC Nut

5.16. 10 adet MS Nut

5.17. 20 adet MS grafir vespel ferriil

5.18. 2 adet Purge&Trap sistemi igin 25ml Fritless Sparger

5.19. 2 adet Vocarb 3000 Trap

3.20. Muayene kabul asamasinda Tablo 1°de yer alan ugucu organik bilesik ve monomer
bilesiklerin analizlerinin yapilabilmesi i¢in gerekli malzeme, 3 adet 1 ml VOC mix standart
¢ozeltisi ve 3 adet 1 mL Epikloridin standarti madde (VOC 2000 pg/mL in metanol, epikloridin
2000 pg/mL in methanol) kullanicimin istedigi 6zellikte verilmelidir. (cihazin kurulum ve

muayene sirasinda kullanilacak malzemelerden ayn olarak verilecektir)
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5.21. Internal standart ¢ozeltileri (florobenzen 2000 pg/mL in metanol ve purgeable
Internal standarts mix (1,4 dichlorobenzene-D4, 1,4 diflorobenzene, chlorobenzene D5,
pentafluorobenzene 2000 pg/mL in methanol), kimyasallar firma tarafindan verilmelidir.

5.22. Cihazin konulacag alana uygun boyutta kimyasala dayamkl1 banko, bir adet kilitli
¢ift kapili dolap ve bankonun altina istenilen sayida kilitli dolap/gekmece verilecektir.

5.23. Sabit mekanizma ve yiikseklik ayar1 yapilabilen, ergonomik, kolgakli 4 adet
calisma koltugu ve sabit mekanizma ve yiikseklik ayar1 yapilabilen 4 adet galigma taburesi

verilmelidir.

IDARI HUSUSLAR
Genel Sartlar:
1. Montaj ve Egitim:

1.1. Cihaz tiim ekipman ve donanimlari ile bir biitiin olarak kabul edilir ve par¢ali kabulii
yapilacag: belirtilenler harig, tamami cihaz ile ayn1 anda teslim edilecektir.

1.2. Cihaz ve ekipman yiiklenici firma tarafindan taginacak, kurulum ve montaji taahhiit
edildigi tarihte servis miihendisleri tarafindan yapilacak ve tam olarak caligir vaziyette teslim
edilecektir. Cihaz kurulmadan &nce elektrik ve gaz hatlar gibi altyapi yeterliligi yiiklenici firma
tarafindan kontrol edilmelidir. Gerekli ise elektrik (elektrik panosu vb.) ve gaz altyapisi
olusturulmalidur.

1.3. Cihazin olmas: gereken yerdeki montajindan sonra, yiiklenici firma cihaz
kullanicilan ile birlikte cihaz performans ve fonksiyon testlerini (yerinde test) yapmalidr.
Yerinde test esnasinda cihazin sartnamede istenilen tiim 6zelliklere uygunlugu kontrol edilecek
ve kullaniciya gosterilecektir. Cihaz kurulumundan sonra cihaz validasyonu igin Operational
Qualification (OQ) ve Performance Qualification/Verification (PQ/PV) testleri yapilip, test
sonuglarinin uygunlugu rapor edilecektir. Ayrica bakim ve Operational Qualification (0Q) ve
Performance Qualification/ Verification (PQ/PV) testleri garanti kapsamn i¢inde yilda en az bir
kez daha ticretsiz yapilacaktir. Garanti siiresi boyunca cihazda sarf malzeme degisikligi disinda
analiz sonucuna etki edecek herhangi bir par¢a degisikligi oldugunda ilgili modiiliin performans
testi firma tarafindan iicretsiz olarak yapilacaktir.

1.4. Cihaz, cihazin yetkili temsilcisi veya iiretici firmadan egitim almis tecriibesi 3 yil

olan firma elemam tarafindan kurulmali ve cihaz egitimi verilmelidir. Cihaz kurulumu ve
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verilecek egitim, tecriibesi sertifika ile belgelendirilmis servis miihendisi tarafindan
yapilacaktir.

1.5. Firma, cihaz kullanicilarina 3 farkli zamanda toplam 15 is giinii iceren bir egitim
plami dahilinde yerinde egitim verecek ve bu plan cihaz kullanicilan ile birlikte olusturulacaktir.
Egitim; cihazin teknik &zellikleri, sistemi agma/kapama, tune alma ve tune raporu yorumlama,
metot olusturma, kalitatif ve kantitatif analiz yapma, kromatogram ve spektrumlarin
yorumlanmast, cihaz yaziliminin ve kiitiiphanelerin kullanilmasi, bakim ve onarim konularini
igerecek ve bu konular ile ilgili uygulama yapilacaktir. Cihaz ve yazilimina ait gorsellerle
desteklenmis kullanim bilgilerini igerecek sekilde cihaz Standart Calisma Prosediirii (SCP)
firma tarafindan olusturulacak ve Word ortaminda verilecektir.

1.6. Verilen egitimler ile ilgili olarak katilimcilar adina ayr1 ayn kullanic1 sertifikasi
ve/veya egitime katilim belgesi veya egitim sertifikasi diizenlenecektir.

1.7. Purge & Trap Uniteli Gaz Kromatografi Kiitle Spektrometresinde ¢ikacak bir ariza
durumunda arizanin ¢éziilmesi asamasinda Purge & Trap Unitesi ve Gaz Kromatografi Kiitle
Spektrometresinde arizanin tespit edilmesi veya tespit edilmesinin saglanmasi ve arizanin

giderilmesi GC-MS saticisinin sorumlulugundadir.

2. Teknik Servis ve Garanti:

2.1. Cihazin kesin kabul tarihinden itibaren teknik servis, yedek par¢a ve cihaz
fabrikasyon ve montaj hatalarina kars1 2 y1l siire ile licretsiz ve tam kapsamli garantili olacaktir.
Bu siire bitiminden itibaren 10 yil siire ile ticreti karsihif1 servis ve yedek parga garantisi
olacaktir.

2.2.Firma garanti, yedek parga, teknik servis ile ilgili yiikiimliiliklerin yerine
getirilecegine dair belgeleri en geg sozlesme tarihine kadar idareye sunacaktir.

2.3. Garanti siiresi i¢inde sistemle ilgili bir tamir ya da bakim talep edildiginde, bu talebin
yiikleniciye telefon, faks veya yazil bildiriminden itibaren en fazla 2 (iki) is glinii igerisinde
s6z konusu laboratuvara gelinerek sorun tespit edilecek ve parga ithalati gerektirmeyen
durumlarda 10 (on) is giinii iginde, parga ithalat1 gerektiren durumlarda ise en ¢ok 20 ig giini
icinde tamamlamalidir. Aksi takdirde yiikleniciye gecikilen her giin i¢in sistemin sozlesme

bedelinin %0.6’s1 tutarinda gecikme cezasi uygulanacaktir.

2.4. Cihazin “kesin kabul tarihinden, “calisir vaziyette saglam ve eksiksiz olarak
kullanicinin hizmetine sunulmasi” anlagilmalidir.
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2.5. Temin edilecek tiim yedek parcalar orijinal olmak zorundadir.

2.6. Cihazin kesin kabuliiniin yapildig1 tarihten itibaren her 1 (bir) yillik periyot iginde;
arizalarin toplaminin 5 (bes) ve daha fazla sayida olmasi ve yil i¢inde cihazin arizalarinin
toplaminin 40 is giiniinii agmas1 durumunda firma, cihazi esdeger veya daha istiin 6zelliklere
sahip yeni bir cihazla degistirmekle yiikiimlidiir.

2.7. Yiiklenici firma cihazin bakim onarim vb hizmeti ve Oparational Qualification (OQ)
ve Performance Qualification/ Verification (PQ/V) testlerini garanti siiresince yilda bir kez
iicretsiz olarak yapacaktir.

2.8. 2 yillik garanti siiresi, cihazla ilgili muayene kabul islemleri tamamlandiktan itibaren
baslayacaktir. Garanti siiresi iginde cihaz tiim ekipman ve aksesuarlari ile beraber garanti
kapsaminda olacaktir. Garanti siiresince cihazin bozuk oldugu siireler % 50 artiimli olarak
garanti siiresine ilave edilecektir.

2.9. Bu calismalarin yapiimamasi durumunda yiiklenici firmaya yazih bildirimde
bulunarak sézlesmedeki yiikiimliiliiklerini yerine getirmesi talep edilecektir. Yiklenici firma
yiikiimliiliigiinii yerine getirmez veya geciktirirse yasal takip baslatilacaktir.

2.10. Yiiklenici firma, cihazi Genel Miidiirliik tarafindan talep edilmesi durumunda
istenilen baska bir yere veya Halk Saglig1 Laboratuvarlarina ticretsiz nakliye etmekle, montaj
icin her tiirlii diizenlemeyi saglamakla yiikiimliidiir. Cihazin nakliye ve montaji sirasinda kurum
icinde ortaya ¢ikabilecek her tiirlii hasardan yiiklenici sorumludur ve onarmakla yiikiimliidiir.

2.11. ihale, sézlesme imzalamadan dnce birim cihaz bedelinin %150 sini gegmeyecek
sekilde, cihazin 6miirlii parga ve cihaz yedek pargalarinin fiyat listesini dolar veya Tiirk Lirasi
olarak idareye sunmak zorundadr.

2.12. Miistakil olarak ariza yapabilecek, degistirilebilecek tiim pargalar yedek parca fiyat
listesinde ayr ayn belirtilerek fiyatlandirilacaktir. Garanti siiresi sonrasindaki 10 yil boyunca
yapilacak olan yedek parga talepleri bu listede belirtilen azami fiyatlar1 gegmeyecektir.

2.13. Halk Sagh@ Genel Miidiirliigi garanti siiresinden itibaren bakim onarim
sozlesmesi yapmak isterse; yillik yedek parga harig birim cihaz bedelinin dolar veya Tiirk Liras1
olarak en fazla %2 'si oraninda sdzlesme talep edebilir. Bakim onarimda yedek parga gerekirse
2.11 verilen fiyatlardan iicretlendirilir. Yiiklenici firma ivedilikle bu talebi yerine getirir.

2.14. Yiiklenici firmanin Ankara ‘da yerlesik servis ofisi bulunmalidir. En az iki adet
sertifikali servis mihendisi olmalidir. Bu elemanlarin en az ii¢ yil tecriibeli olmalidir. Bu

hususlar yiiklenici tarafindan taahhiit edilecektir.
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3. Tekliflerin Hazirlanmasi -Kabul ve Muayene:

3.1. Firmalar sartname maddelerine Tiirkge olarak, ayr1 ayr1 ve sartnamedeki siraya gore
cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "....... MATKA.. visisssss 7 s cihazi
teklifimizin sartnameye uygunluk belgesi" baglig: altinda teklif veren firmanin baghkh kagidina
yazilmis ve yetkili kisi tarafindan imzalanmis olmalidir. Bu cevaplar orijinal dokiimanlar ile
karsilagtinldiginda herhangi bir farklilik bulunursa firma ihale dig1 birakilmahidir. Sartnameye
uygunluk belgesi hazirlamayan ve sartnamede istenilen teknik ozellikleri saglamayan
firmalarin teklifleri ret edilecektir.

3.2. Ekipmanlar ilgili firma tarafindan kurulup ¢alisir halde teslim edilecektir.

3.3. Satin alma komisyonu tarafindan sartnamede belirtilen cihaz teknik 6zelliklerinin
katalogda maddeleri gosterilerek verilmesi istenecektir. Ayrica katalog veya brosurde
gbsterilemeyen hususlar demo agamasinda gosterilecektir.

3.4. Satin alma komisyonu madde 13’te belirtilen matriks ve parametrelere yonelik ihale
sonuca baglanmadan demonstrasyon caligmasi isteyecektir. Firmalar, teklifte bulunduklar
marka cihaz ile Tablo 1 ve Tablo 2’de yer alan validasyon kriterlerini saglayacak sekilde
demonstrasyon yapabilecegine dair yazili olarak beyan verecekler ve bu beyanda onerdikleri
sistem konfigiirasyonu ile demonstrasyonu nasil gergeklestireceklerini bildireceklerdir.
Demostrasyon 15 is giinii iginde tamamlanmalidir. Demostrasyon satin alma komisyonu
tiyelerinin katilmu ile gerceklesecektir. Demonstrasyonu yapmayan veya demonstrasyon
sonucu istenilen sartlar1 saglayamayan firmalarin teklifleri sozlesme dncesi ret edilecektir.

3.5. Cihaz ile ilgili tiim teknik dokiimanlar teklif ile birlikte verilecektir.

3.6. Tibbi Cihaz Yonetmelikleri kapsamindaki cihazlarin veya iriinlerin kullanma
kilavuzu ve etiket bilgileri, Yonetmeliklere uygun olarak Tiirkge olmahidir. Tiirkge etiket ve
kullanim kilavuzu bulunmayan tibbi cihazlarin muayene ve kabul islemleri yapilmayacaktir.

3.7. Firma yetkilileri, muayene sirasinda hazir bulunmadiklan takdirde muayenenin
yapilig tarzina ve sonucuna itiraz edemezler.

3.8. Muayene sonucuna itiraz edilmesi halinde 3 (iig) giin igerisinde Ikinci muayene
Bagkanlikga (birinci muayenede bulunmayanlardan) olusturulacak Itiraz Komisyonu
tarafindan yapilmalidir. Bu muayenede sadece birinci muayenede uygun bulunmayan
ozellikler degerlendirilecektir. Itiraz Komisyonunun karari kesindir.

3.9. Teklif edilen cihaz igin {iretici veya distribiitér firma tarafindan saticinin firmaya

verdigi yetki belgesi olmalidur.
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3.10. Bu sartnamede belirtilmeyen hitkiimler konusunda idari sartname hikimleri

gegcerlidir.

Is bu sartname 16 (on alt1) sayfadan ibarettir.




